
 
INFOMAT- INFORMATION SERVICE MATERIALS  

 
 

Proceedings 

SEMINAR 10.03.94  

"Mesures et caractérisation des surfaces" 
"Messung und Charakterisierung von 

Oberflächen" 

 

Table of Contents  
 

 Préface   

 Vorwort   

 La mesure et la caractérisation des surfaces - 
Introduction et synthèse  

Dr. M. Textor 
W. Hotz  

 Contact-Free and Accurate Surface 
Measurement - A new Sensor  

Dr. F. Volk  

 MICRO FOCUS - La mesure optique des 
surfaces  

Th. Marbach  

 
Testing of Clean Surfaces by Using Light 
Scattering Topography  

Dr. E. 
Steigmeier  

 Scanning-Probe-Microscopy for the Analysis of 
Surfaces on a Micro- and Nanometer Scale  

Dr. J. Burger  

 Analyse des surfaces par photoélectrons: la 
composition chimique, la structure électronique 
et cristallographique  

Prof. L. 
Schlapbach  

 Analyse des surfaces par sondes ioniques et 
spectrométrie Auger  

Dr. T. Jalanti  

 ANNEXE :  Surface Analysis: An Overview, D.M. Hercules, Critical 
Reviews in Surface Chemistry, Vol. 1, Issue 4, 1992, 
pp. 243-277   

 



 
Secrétariat INFOMAT, c/o CENTREDOC, 
 
Centre technologique, Jaquet-Droz 1 
case postale 27 
CH-2007 Neuchâtel - Switzerland 
 
phone +41 (0)32-720 51 31 
fax +41 (0)32-720 57 51 
 
Web: www.centredoc.ch 

 


